2015年半导体材料标准工作会议预安排（按项目顺序）
	序号
	计划编号
	项目名称
	完成

年限
	制/修订
	类别
	讨论
	预审
	审定

	1 
	20132163-T-469
	蓝宝石晶体X射线双晶衍射摇摆曲线测量方法
	2015
	制定
	国标
	—
	5
	8

	2 
	20132164-T-469
	蓝宝石晶体缺陷图谱
	2015
	制定
	国标
	—
	5
	8

	3 
	20132165-T-469
	蓝宝石抛光衬底片表面残留金属元素测量方法
	2015
	制定
	国标
	—
	5
	8

	4 
	20140933-T-610
	高纯二氧化锗
	2016
	修订
	国标
	7
	11
	—

	5 
	20140939-T-610
	还原锗锭
	2016
	修订
	国标
	7
	11
	—

	6 
	20140955-T-610
	区熔锗锭
	2016
	修订
	国标
	7
	11
	—

	7 
	20140956-T-610
	区熔锗锭化学分析方法 第1部分  砷含量的测定  砷斑法
	2016
	制定
	国标
	7
	11
	—

	8 
	20141761-Q-469
	多晶硅企业单位产品能源消耗限额
	2017
	修订
	国标
	11
	—
	—

	9 
	20141871-T-469
	200mm硅外延片
	2015
	制定
	国标
	4
	8
	10

	10 
	20141872-T-469
	低位错密度锗单晶片腐蚀坑密度(EPD)的测量方法
	2015
	制定
	国标
	4
	7
	9

	11 
	20141873-T-469
	电子级多晶硅中基体金属杂质含量的测定  电感耦合等离子体质谱法
	2015
	制定
	国标
	4
	8
	10

	12 
	20141875-T-469
	硅单晶中碳、氧含量的测定  低温傅里叶变换红外光谱法
	2015
	制定
	国标
	4
	8
	10

	13 
	20141876-T-469
	硅片的字母数字标志规范
	2015
	制定
	国标
	5
	8
	10

	14 
	20141877-T-469
	流化床法颗粒硅
	2016
	制定
	国标
	5
	11
	—

	15 
	20141878-T-469
	太阳能电池用锗基Ⅲ-Ⅴ族化合物外延片
	2015
	制定
	国标
	5
	7
	10

	16 
	20141880-T-469
	用区熔法和光谱分析法评价颗粒状多晶硅的规程
	2015
	制定
	国标
	5
	8
	10

	17 
	20141897-T-469
	太阳能电池砷化镓单晶抛光片
	2015
	制定
	国标
	5
	7
	10

	18 
	20141898-T-469
	太阳能电池用多晶硅
	2016
	修订
	国标
	8
	11
	—

	19 
	2012-0631T-YS
	羧乙基锗倍半氧化物化学分析方法
	2013
	制定
	行标
	—
	—
	4

	20 
	2013-1628T-YS
	硅外延层厚度测定 堆垛层错尺寸法
	2014
	修订
	行标
	—
	—
	4

	21 
	2013-1629T-YS
	外延钉缺陷的检验方法
	2014
	修订
	行标
	—
	—
	4

	22 
	2014-0230T-YS
	锗精矿单位产品能源消耗限额
	2015
	制定
	行标
	4
	7
	9

	23 
	2014-0233Q-YS
	锗单晶安全生产规范
	2015
	制定
	行标
	4
	7
	9

	24 
	2014-0234Q-YS
	区熔锗锭安全生产规范
	2015
	制定
	行标
	4
	7
	9

	25 
	2014-1452T-YS
	多晶硅用硅粉
	2015
	修订
	行标
	5
	8
	10

	26 
	2014-1453T-YS
	硅片边缘轮廓检验方法
	2015
	修订
	行标
	4
	8
	10

	27 
	2014-1454T-YS
	铟条
	2015
	制定
	行标
	4
	7
	9

	28 
	2014-1455T-YS
	粗铟
	2015
	制定
	行标
	4
	7
	9

	29 
	2014-1456T-YS
	硅材料用高纯石英制品中杂质含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	2015
	制定
	行标
	5
	8
	10

	30 
	2014-1457T-YS
	高纯四氯化锗中铜、锰、铬、钴、镍、钒、锌、铅、铁、镁、铟和砷的测定 电感耦合等离子体质谱法
	2015
	制定
	行标
	4
	7
	9

	31 
	2014-1458T-YS
	高纯四氯化锗红外透过率的测定方法
	2015
	制定
	行标
	4
	7
	9

	32 
	2014-1459T-YS
	硅单晶酸腐片
	2015
	制定
	行标
	4
	8
	10

	33 
	2014-1460T-YS
	饰品用锗合金
	2015
	制定
	行标
	4
	7
	9

	34 
	2014-1288T-YB
	硅材料用高纯石墨制品中杂质含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	2015
	制定
	行标
	5
	8
	10

	35 
	—
	锗行业清洁生产评价指标体系
	2015
	制定
	—
	4
	7
	9


